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(64) Zafizeni k soub&nému sniméni prozafovaného a rastrovandho
obrazu v elektronovém mikroskopu

Podstatou za¥fzeni je, Ze pod zkou-

manym objektem v ose elektronového svazku . 1
a v difrak&ni roviné objektivu je suvné&
uspofadén polovodidovy detektor, napii-
klad PIN dioda, opat¥end otvorem tvo¥i- —_ 2

cim clonu, kterd je spojena p¥es zesilo- l
vaci Fetd&zec s monitorem.
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Vyndlez se tykéd zaffzeni k soub&inému sniméni prozafovaného a rastrovaného obrazu
v elektronovém mikroskopu.

Dosavadni elektronové mikroskopy neumoZnujf soub&fné snimidnf{ prozd¥eného a rastrované-
ho obrazu pozorovaného objektu. A tedy neumoZiiuji soub&iné srovnidni obrazd kvalitativné
jingch typd kontrastd. '

Dosavadni nevyhody odstranuje za¥fzenf k soub&%nému snimdni prozd¥eného a rastrovaného
obrazu v elektronovém mikroskopu, jehoZ podstatou je, %e pod zkoumanym objektem, v ose
elektronového svazku a v difrak&ni rovin& objektivu je suvn& uspo¥&ddidn polovodidovy detektor,
nap¥fiklad PIN dioda opat¥end otvorem tvo¥fcim clonu, kterd je spojena p¥es zesilovaci
fet&zec s monitorem.

Hlavni p¥ednosti vyndlezu je moZnost soub&iného pozorovdni jak proza¥ovaného obrazu
na stinftku mikroskopu, tak i rastrovanédho obrazu na stinitku monitoru, p¥iemZ detektor
vytvad¥{ soudasn& funk&ni &innost clony. Za¥fzeni umoZfiuje pozorova&ni i zm&nu pozorovéni

jak v rastrovacim systému, tak i v proza¥ovacim systému.

Vyndlez bli¥e objasfiuje p¥iloZeny vykres, na kterém je schéma optické soustavy v osovém
¥ezu. Optick& soustava sestdvd z autoemisniho zdroje 1 elektronového svazku, v jehoZ ose
X jsou za sebou umist&ny vychylovaci civky 2, zkoumany objekt 3 a objektiv 4.

V difrakéni rovin& objektivu 4,
detektor 5, spojeny pfes zesilovaci ¥et&zec 7 s monitorem 8. Polovodiovy detektor 5 je
opatfen otvorem 6, ktery nahrazuje v poZadovaném p¥ipad& funkci clony. Pozorovaci stinitko

kterd je vyznalena osou y je umist&n polovodilovy

9 elektronového mikroskopu ukonZuje optickou soustavu. Detektor 5 lze vytvo¥it pouZitim
nap¥fklad PIN diody.

za¥{zeni pracuje za provozu elektronového mikroskopu takto: Po se¥fzeni elektronového
mikroskopu uvedeme do &innosti rastrovaci adaptér a detektor 5 tvo¥ici clonu vsuneme na
optickou osu x systému tak, aby svazek odpovidajic{ sv&tlému poli prochézel otvorem 6
detektoru 5.

V tomto p¥ipad® vznikd na stinitku 9 proza¥ovaciho mikroskopu v &ase rozvinuty obraz
ve svétlém poli, jehoZ zorné pole je ddno rozkmitem rastrovaciho adaptéru a z detektoru
5 tvoficiho clonu je moZno snimat v Case rozvinuty elektricky signdl, ziskany dopadem
elektrond, zkoumanym objektem 3 rozptylenych, tedy signdl v temném poli, ktery po zpracovéni
videotrasou monitorujeme na televizni obrazovce monitoru 8.

P¥i p¥esunutf detektoru 5 mimo optickou osu x snimdme z detektoru 5 p¥evd’in& signdl
odpovidajici sv&tlému poli a na stinfitku 9 prozaFfovaciho mikroskopu pozorujeme v Case
rozlofeny obraz v temném poli.

Vyndlez je uréen pro elektronové optickd za¥izeni.

PREDMET VYNALEZU

za¥{zen{ k soub&Znému snimidni proza¥ovaného a rastrovaného obrazu v elektronovém
mikroskopu, vyznafené tim, %e pod zkoumanym objektem (3) v ose elektronového svazku a
v difrak®nf{ rovin& (y) objektivu (4) je suvn& uspo¥4dan polovodifovy detektor (5), napfiklad
PIN dioda opat¥end otvorem tvo¥icim clonu, kterd je spojena p¥es zesilovaci Fetdzec (7)

s monitorem (8).
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